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引  言

JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011《通用计量术语及

定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制修订工

作的基础性系列规范。
本规范是对JJG810—1993《波长色散X射线荧光光谱仪检定规程》的修订。在修订

过程中,参考了ISO/TR18231:2016(E)《铁矿石 波长色散X射线荧光光谱仪 精密

度测量》(Ironores—WavelengthdispersiveX-rayfluorescencespectrometers—Determination
ofprecision)文件中的部分内容。

与JJG810—1993相比,除编辑性修改外,主要技术内容变化如下:
———将检定规程修改为校准规范;
———修订了精密度、探测器能量分辨率、计数线性、稳定性的技术指标及校准方法

(见第5章和7.2、7.4、7.5、7.6);
———增加了灵敏度技术指标及校准方法 (见第5章和7.3);
———删除了 “接地”“冷却水” “湿度” “X射线计数率技术指标及检定方法”等

项目。
本规范的历次版本发布情况为:
———JJG810—1993。
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波长色散X射线荧光光谱仪校准规范

1 范围

本规范适用于顺序扫描型和同时多道型波长色散X射线荧光光谱仪的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

GB/T32267—2015 分析仪器性能测定术语

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 探测器能量分辨率 energyresolutionofdetector
探测器的脉冲幅度分布曲线的能量峰半高宽与能量峰值电压之比值。
[GB/T32267—2015,5.4]

3.2 探测器的计数线性 linearityofdetector
光谱仪探测器在检测X射线强度与探测器计数率在一定的计数范围内的相关性。

3.3 计数率 countingrate
探测器每秒接收到的光子数量,单位为计数/秒 (countspersecond,CPS)。

4 概述

波长色散X射线荧光光谱仪 (以下简称光谱仪),用于块状、粉末或液体物质的元

素分析,其测定范围为0.0001%~100% (质量分数)。工作基本原理是X射线管发出

的初级X射线激发样品中的原子内层电子跃迁产生空穴,外层轨道电子填补这一空穴

时产生特征X射线荧光,通过晶体分光并用探测器对特征X射线进行测量,根据各种

元素特征X射线的波长和强度进行元素的定性和定量分析。
光谱仪的基本结构示意如图1所示。
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